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Instytut Metalurgii im. Stanistawa Staszica *)
GliWice, Polska

Sposéb oirzymywﬁnlc na materiale fwiatloczulym obrazéw makrostrukivry
tworzywa metodq viiradiwiekowq

Patent trwa od dnia 20 grudnia 1954 r.

Dotychczas wyniki badan ultradzwiekowych
otrzymuje sie w postaci opisu lub wykresu albo
wreszcie szeregu fotografii, przedstawiajacych
wskazania defektoskopu w poszczegélnych
punktach powierzchni badanego przedmiotuy,

elacznie ze szkicem rozmieszczenia powyiszych
punktéw. Sposoby te daja malo przejrzyste wy-
niki i uniemozliwiaja w wielu przypadkach ich
interpretacje.

Sposéb wedlug wynalazku pozwala metodami
defektoskopii ultradZwiekowej otrzymywaé¢ na
materiale $wiatloczulym obrazy tworzywa i to
zar6wno obrazy dwuwymiarowe jednobarwne,
jak i obrazy wielobarwne, steroskopowe, wzgle-
dnie réwnocze$nie wielobarwne i stereoskopowe.
Obrazy te otrzymuje sie przesuwajac punkt
Swietlny po materiale S$wiatloczulym ruchem
zaleznym od ruchu czujnikéw defektoskopu
ultradzwiekowego wzgledem badanego przed-

3) Wtasciciel patentu oéw:adczyl ze twérca wyna-
lazku jest ip%. mgr Jozef T

miotu. Jasno$§é tego punktu $wietlnego w kaz-
dym momencie jest zalezna od natezenia drgan
ultradZzwiekowych, odbieranych przez czujnik

defektoskopu w tym samym momencie. :

Sposobem wedlug wynalazku mozna otrzy-
maé rézne obrazy tego samego przedmiotu,
stosujac rézne czujniki, réine czestotliwosci,
rézne ustawienia czujnikéw, czy réine zasiegi.
Obrazy te mozna zestawia¢é w obrazy wielo-
barwne, badZ ogladaé je stereoskopowo.

Sposéb wedlug wynalazku znacznie rozsze-
rza mozliwosSci defektoskopii ultradzwickowej.
Otrzymane obrazy, w odréznieniu od radiogra-
fii, mozna otrzymywaé jako obrazy powiekszone
lub pomniejszone, co pozwala na utrzymanie
kosztow materialéw §wiatloczultych na bardzo

.niskim poziomie. Sposéb ten odznacza sie szyb-

koScia badania, czulo$cig, duzym zasiegiem
i wielu innymi zaletami ogélnymi metod de-
fektoskopii ultradzwickowej.



Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b otrzymywania na materiale §wiatlo-

czulyl.ﬁ obrazéw * malgrog't_ruktury tworzywa
metoda ultradiwiekows, ‘znamienny tym, ze
po materiale Swiatloczulym przesuwa sig
punkt §wietlny ruchem zaleznym od ruchu
czujnik6w defektoskopu ultradzwiekowego

wzgledem badanego przedmiotu, jasno§é za$. y

tego punktu w kazdym momencie jest za-
lezna od natgzenia drgan ultradzwiekowych,

odbieranych przez czujnik odbiorczy defe-
ktoskopu ultradZwickowego.

. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze

otrzymane rézne obrazy tego samegb przed-
miotu zestawia w obrazy wielobarwne lub
stereoskopowe wzglednie réwnocze$nie wie-
lobarwne i stereoskopowe, stosujgc roézne
czujniki. :
Instytut Metalurgii
im. Stanistawa Staszica-

RSW ,,Prasa“ W-wa, Okopowa 58/72. Zam. 1239 A Pap. druk. sat. k1. III 70 g. 100 egz.
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